Тематический план по программе
"Практическая атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой"
(Программа-расписание занятий группы)

	Дни недели
	Дата
	Время
	Вид занят.
	 Кол-во уч.час
	Тема занятий

	Понедельник
	хх.хх.хх
	9.00
	9.45
	
	8
	Входной контроль. 
Знакомство и представление участников курса.

Обсуждение  программы и пожеланий слушателей курса.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	9.45
	10.30
	Лекция
	
	Основы метода ИСП-атомной  эмиссионной спектрометрии. 
Принципиальная схема, основные системы и узлы  спектрометра с ИСП: Плазменные генераторы, горелки и системы ввода. 
Способы наблюдения плазмы. 

Аксиальный и радиальный обзор плазмы.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	10.40
	12.10
	Лекция
	
	

	
	
	Перерыв 60 мин

	
	
	13.10
	14.40
	Лекция
	
	Методология АЭС-ИСП анализа.

Обзор методик выполнения измерений (МВИ) методом АЭС с ИСП. 

Работа с внутренним стандартом.

Метод добавок. 
Оперативный контроль качества измерений.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	14.50
	16:20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	16.30
	18-00
	Лекция
	
	Общий подход в приготовлении растворов для градуировки спектрометра.

Основы приготовления анализируемых проб для анализа на ИСП-спектрометре. 



	Вторник
	хх.хх.хх
	9.00
	10.30
	Лекция
	
	Программное обеспечение WinLab 32 и Syngistix for ICP. Назначение и функции.

    Создание новых методов для анализа проб.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	8
	

	
	
	10.40
	12.10
	Практические

занятия
	
	

	
	
	Перерыв 60 мин
	
	
	

	
	
	13.10
	14.40
	Практические 

занятия
	
	Приготовление градуировочных растворов и 
растворов проб.

Создание файлов образца и сохранения данных.

Создание аналитической последовательности проведения измерений. 

Порядок включения и выключения спектрометра и подготовке его к работе.

   Градуировка спектрометра и проведение                 измерений проб.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	14.50
	16:20
	
	
	

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	


	
	
	16.30
	18-00
	
	
	

	Среда
	хх.хх.хх
	9.00
	10.30
	Практические 

занятия


	
	Обработка спектров, выбор спектральных линий определяемых элементов, свободных от интерференций. Работа в редакторе повторной обработки данных «Reprocess». Обработка результатов измерений.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	10.40
	12.10
	
	8
	

	
	
	Перерыв 60 мин
	
	
	Работа с внутренним стандартом.

Приготовление градуировочных растворов и 
растворов проб.

	
	
	13.10
	14.40
	
	
	

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	14.50
	16:20
	
	
	Градуировка спектрометра. Проведение измерений рабочих проб на спектрометре. Обработка спектров и результатов анализа.

	
	
	Перерыв 10 мин

	
	
	

	
	
	16.30
	18.00
	
	
	

	Четверг
	хх.хх.хх
	9.00
	10.30
	Практическое 

занятие


	
	Работа с базой данных «Data Manager». Создание отчетов с результатами анализа проб. Использование сохранённых данных и градуировок.

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	10.40
	12.10
	 Лекция  
	8
	   Матричные влияния и спектральные наложения.

   Коррекция матричных влияний.

   Методы коррекции спектральных наложений.  

	
	
	Перерыв 60 мин
	
	
	   Построение MSF-моделей и применение их на практике.
   Построение IEC- моделей и применение их на практике.

	
	
	13.10
	14.40
	Практическое 

занятие


	
	

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	14.50
	16:20
	
	
	   Метод добавок. Измерение образцов для контроля.

  Построение контрольных карт Шухарта.  

	
	
	Перерыв 10 мин

	
	
	

	
	
	16.30
	18.00
	
	
	

	Пятница
	хх.хх.хх
	9.00
	10.30
	
	
	  Тестирование по пройденному материалу.
 

	
	
	Перерыв 10 мин
	Зачет
	6
	

	
	
	10.40
	12.10
	
	
	

	
	
	Перерыв 60 мин
	Практическое 

занятие


	
	  Техническое обслуживание спектрометра.

  Настройка прибора после проведения 

  технического обслуживания.

	
	
	13.10
	14.40
	
	
	

	
	
	Перерыв 10 мин
	
	
	

	
	
	14.50
	16:00
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Примечание: программа лекций и практических занятий не является жестко заданной и корректируется 
в  процессе обучения под конкретные нужды группы.
